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Resultando que don Recaredo José Carretero Jiménez, inscrito en el
Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial por Resolucidn
de 14 de febrero de 1091, solicita la baja cn cl Registro Especial de Agentes
de la Propiedad Industrial. )

Visto el articulo 158 de a Ley de Patentes de 20 de marzo de 1986;

Considerando que el articulo 158 citado establece en su apartado b)
que la condicién de Agente de la Propiedad Industrial se perderd por
renuncia,

Esta Direccion, a propuesta de la Secretaria General, ha acordado la
baja de don Recaredo José Carretero Jiménez en el Regisiro Especial de
Agentes de la Propiedad Industrial.

Lo que comunico a V. 8.

Madrid, 12 de enero de 1994.—El Director general, Julian Alvarez Alva-
rez.

Sr. Secretario general de 1a Oficina Espafiola de Patentes y Marcas.
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RESOLUCION de 24 de enero de 1994, de la Gficina Espaviola
de Patentes y Marcas, por la que se convocan becas para
la formacion de especialistas en el drea de patentes.

Prosiguienda la polifica de formacion iniciada por la Oficina Espanola
de Patentes y Marcas (OEPM) en el afio 1984, y continuada regularmente
en anos posteriores, se considera conveniente proceder a una nueva con-
vocatoria de becas dirigida a formar especialistas en el area de patentes.

La formacion de especialistas en este irea resulta necesaria para’la
aplicacion del sistema de concesidn de patentes con informe sobre el estado
de la técrdca, que implanta la nueva Ley espafiola de patentes, y que
en la actualidad, es plenamente operativo. Ademas, la adhesion de Espana
a determinados Convenios Internacionales sobre la materia, espectalmente
al Tratado de Cooperacion en Materia Patentes (PCT), ha abierto nuevas
perspectivas para nuestro pais. Asi, la OEPM ha sido designada el 22
de septiembre de 1993, Administracién encargada de la bisqueda inter-
nacional, para lo cual se requeriréd el cumplimiento de determinadas con-
diciones que se especifican en la regla 36 del Reglamento PCT. Entre estas
condiciones figura la de contar con personas capacitadas para proceder
a la bisqueda en los sectores técnicos adecuados, que posean unas cono-
cimientos lingilisticos determinados.

En la actualidad, la OEPM posee un nimero de examinadores con
diferentes titulaciones formados en determinadas dreas, especialmente las
relativas al campo quimico. Sin embargo, se aprecia una carencia en otras
dreas concretas —mecéinica v eléctrica—, dentro de las cuales no hay un
nimero adecuado con titulacién de Ingenieria Superior. Por ello para lograr
los objetivos propuestos y completar el circulo de especialistas, se justifica
plenamente que estas becas se convoquen especificamente para Ingenieros
Superiores.

Todas estas circunstancias hacen imprescindibie que por la OEPM se
forme a personas que puedan en su momento participar en las pruebas
que eventualmente se convoquen por la Administracion para la seleccién
de funcionarios que tengan competencia para realizar el informe scbre
el estado de la técnica y manejar documentacion técnica relativa a patentes
en varios idiomas.

También, resulta oportuno continuar organizando y planificando en
nuestro pais la formacidn de especialistas en el drea de patentes en sus
diversas perspectivas para cumplir con las nuevas demandas de la industria
nacional de especialistas en estos sectores.

Todo lo expuesto justifica que la inversién en este campo sea con-
siderada de interés piiblico. Asimismo, la finalidad perseguida por esta
convocatoria se encuadra dentro de la funcién de promover iniciativas
y desarrollar actividades conducentes al mejor conocimiento de la pro-
piedad industrial, tanto en el orden nacional como en el internacional,
tarea encomendada a la OEPM por 1a Ley 17/1975, de 2 de mayo.

Por todo ello, esta Direccion General ha dispuesto convocar 24 becas
para la formacion de especialistas en el drea de patentes de acuerdo con
las normas que se contienen en el anexo de esia Resolucién.

Madrid, 24 de enero de 1994.—El Director general, Julidn Alvarez Alva-
rez.

ANEXO

Normas de la convocatoria de becas de estancia en la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas para la formacién de especialistas en el drea
de patentes 4

1. Ojeto de la convaocatoria

1. La presente convocatoria tiene por objeto cubrir 24 becas para
Ingenieros Superiores que se distribuiran del siguiente modo:

a) 16 becas para Ingenieros Industriales de acuerdo con la siguiente
especialidad:

Mecdnica (10 becas).

Electrénica y Automatica (2 becas).
Metalurgia {1 beca).

Electrotécnica (1 beca).

Técnicas Energéticas {1 beca).
Textil {1 beca).

b} 2 becas para Ingenieros Agrénomos o de Montes.
¢) 2 becas para Ingenieros Navales.
d} 4 becas para ingeniercs de Telecomunicaciones.

2. Se proporcionara a los becarios una formacion especifica en las
siguientes materias y actividades.

a) Derecho de patentes. A tal fin, los becarios recibirdn, en la sede
de la Escuela de Organizacion Industrial, un curso especial organizado
por fa Oficina Espariola de Patentes y Marcas, sobre Derecho europeo
y espaniol de patentes.

Para continuar disfrutando la beca, sera necesaric superar la prueba
que se celebrard a la finalizacidn del curso.

b} Actividades pricticas. Durante el pericdo de duracion de 1a beca,
los becarios realizaran diversas actividades priacticas en la sede de la Ofi-
cina Espafiola de Patentes y Marcas. Los becarios recibirdn formacién
sobre documentacion de patentes, bisqueda y realizacién de infurrmes
scbre el estado de la técnica y elaboracion de resimenes de patentes.

II. Requisilos

Los aspiranies deberin reunir las condiciones sigutentes:

a) Ser espaiol.

b) Poseer las condiciones académicas (titulacion y especialidad) indi-
cadas en la base I, exigidas para cada una de las becas.

c) En el caso de varones estar liberados de las obligaciones del Servicio
Militar o de los servicios propios de 1a prestacién social sustitutoria durante
el tiempo de la beca.

d) Conocimiento del idioma ingliés hablado y escrito. Serd especial-
mente valorado el conocimiento de los idiomas francés y/o aleman.

Exceptuando este 1timo requisito, los anteriores deberin ser acredi-
tados documentalmente. Los requisitos establecidos en los puntos a} y
b) deberdn poseerse el dia que termine €l plazo de admision de instancias.

HI. Formalizacior de la solicitud

1. Las solicitudes que se formalizaran en instancia de acuerdo con
el modelo normalizado que se une a las presentes bases, deberan pre-
sentarse dentro del plazo de un mes a partir de la fecha de publicacién
de la convocatoria en el «Boletin Oftcial del Estado».

2. Las solicitudes se dirigirdn al Director de la Oficina Espaiiola de
Patentes y Marcas y deberian presentarse directamente en la sede de este
Organismo, sita en la calle Panamd, mimero 1, 28071 Madrid, o remitirse
a dicha Oficina por cualquiera de los procedimientos establecidos en el
articulo 38 de la Ley 30/1992, de Régimen Juridico de las Administraciones
Pablicas y del Procedimiento Administrativo Comin de 26 de noviembre.

IV. Documentaciin

1. En la instancia de solicitud se especificard la beca a la que se
opta. En la misma figurarin los datos personales y académicos, adjun-
tindose copia del documento nacional de identidad, copia del titulo aca-
démico exigido y dos fotografias recientes del interesado, tipo carné con
su nombre.

2. En la solicitud, debera especificarse qué idioma se elige ademas
del inglés, de acuerdo con lo establecido en la base II, apartado D).

3. Conjuntamente con la solicitud, los aspirantes deberin acompanar
certificacion académica en la que consten las calificaciones obtenidas en
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cada asignatura durante la licenciatura. Asimismo, se acompaiara el curri-
culum vitae en el qué se mencionara, en su caso:

Los conocimientos o experiencia en propiedad industrial.

La realizacién y calificacion del examen de grado o tesina.

La realizacion y calificacion del curse de Doctorado.

La titulacion de Doctor.

La experiencia profesional.

Las publicaciones efectuadas a titulo individual o como colaborador.
Cursos realizados tanto en Espafia como en el extranjero.

Las becas obtenidas y demds méritos que se consideren oportunos.

Todes los datos del curriculum vitae deberdan ser probados documen-
talmente mediante los certificados correspondientes gue se entregarian
junto con el curriculum vitae.

V. Seleccién

1. Vencido el plazo de presentacion de solicitudes, tendra lugar una
prueba de idiomas, que se realizard en la forma que considere oportuna
el Tribunal seleccionador, ¥ a la. que deberin comparecer los aspirantes
admitidos provistos de su documento nacional de identidad. La fecha y
lugar de la prueba serd anunciada en el tablén de anuncios de la Oficina
Espaiiola de Patentes ¥y Marcas. En el proceso de valoracién de la prueba
de idiomas, el Tribunal podrd solicitar asesoramiento a expertos.

2. La superacion de la prueba relativa al idioma inglés serd impres-
cindible para que se pase a la valoracion objetiva de los datos que figuren
en el correspondiente curriculum vitae siempre que hayan sido probados
documentalmente. Asimismo, el Tribunal, en los casos que lo estime con-
veniente, podrd concertar una entrevista personal con los aspirantes.

V1. Tribunal seleccionador

1. El Tribunal seleccionador estard integrado por los siguientes miem-
bros:

Presidente: El Secretaric general de la Oficina Espafiola de Patentes
y Marcas.
Vocales:

Un Catedritico de la Universidad Politécnica de Madrid, designado
por el Rector.

Un Catedratico de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de
Madrid, designado por su Director.

Un representante del Instituto de la Ingenieria de Espana, designado
por su Presidente. ‘

El Director del Departamento de Patentes y Modelos de 1a Oficina Espa-
itola de Patentes y Marcas.

El Director del Departamento de Informacién Teenolégica de la Oficina
Espafiola de Patentes y Marcas.

Secretarto: Serd el Consejero-Técnico del Departamento de Estudios
¥ Relaciones Internacionales de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas,
que actuard en las reuniones con voz y sin voto.

2. El Tribunal se regirda por lo establecido en los articulos 22 a 27
de la Ley 30/1992, de Régimen Juridico de las Administraciones Puiblicas
¥ del Procedimiento Administrativo Comiin, de 26 de noviembre, adop-
tando sus acuerdos por mayoria de votos; su Presidente tendrid voto de
calidad.

3. El Tribunal deberd concluir el periodo de seleccién dentro de los
dos meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de presentacién
de solicitudes.

VII. Adjudicacion de las becas

1. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas comunicari a los can-
didatos el fallo resultante mediante anuncio de su resclucién en el tabién
de anuncios del Organismo, estableciendo listas separadas, por cada espe-
cialidad, de los candidatos seleccionados, asi como de los suplentes, en
cada especialidad, para el caso de renuncia, expresa o ticita de los pri-
meros. -

En el supuesto de que alguno de los aspirantes selecionados renunciase
a la adjudicacién de la beca, no cumpliese o no demostrase que cumple
los requisitos de la convocatoria, la beca serd adjudicada —segiin la espe-
cialidad— a los otros solicitantes por riguroso orden de seleccidn.

2. La Oficina Espanola de Patentes y Marcas notificard a los can-
didatos seleccionados la adjudicacién de la beca debiendo éstos comunicar
por escrito a la Oficina en el plazo que en la notificacién se le sefiale

al efecto, la aceptacién de la beca que le ha sido adjudicado. En la citada
notificacién se comunicard la fecha en que comenzaran las actividades.

3. El falio del Tribunal se considerard definitivo, sin que sea posible
accién administrativa, judicial o extrajudicial contra el mismo.

VIII. Dotaciones

1. La beca tendrd una dotacion mensual de 120.000 pesetas.

2. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas concertard en beneficio
de los becarios una péliza colectiva de asistencia sanitaria y accidentes
corporales. ’

3. 8e podrd abonar otro tipo de ayudas complementarias en cuantia
que se juzque pertinente, de acuerdo con las disponibilidades presupues-
tarias para desplazamientos, inscripcién y asistencia a cursos, simposios,
etc, que se consideren necesarios o convenientes a los propésitos de for-
macién del becario.

IX. Duracidn de las becas

1. Las becas tendrin una duracién de doce meses, pudiendo prorro-
garse previo informe favorable del responsable de cada becario en funcién
de su rendimiento personal y de las disponibilidades presupuestarias. No
obstante, en ningin caso, la duracidén acumulada de la beca concedida
excederd de tres afios, cualquiera que haya sido la fecha de su adjudicacion.

2. Las becas adjudicadas podran ser revocadas libremente por el
Director de la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas en el supuesto de
que la dedicacion y el rendimiento del becario no alcancen un nivel satis-
factorio.

X. Cardcter de las becas

1. La concesidn de las becas no establecerd relacién laboral alguna
con la Administracién Pidblica, que no asumird ningin compromisc en
cuanto a la posterior incorporacién de los becarios a su plantilla.

2. La Oficina Espafiola de Patentes y Marcas designard un responsable
de formacién de cada becario gue le asignaria sus cometidos concretos
en cuanto a horario, régimen y disciplina de trabajo, etc. ’

F1 becario estara obligado a presentar al responsable de su formacion
cada tres meses una Memoria de los trabajos realizados. Ademas el res-
ponsable de cada becario informard periédicamente al Director del Orga-
nismo sobre la dedicacion y rendimiento del becario gque esté bajo su
responsabilidad. $i el becario no cumpliese satisfactoriamente con sus
obligaciones, el responsable del becaric propondri por informe motivado
al Director del Organismo la revocacién de la beca concedida.

3. Las becas se considerardn indivisibles y se concederdn individual-
mente a personas fisicas. Su disfrute es incompatible con simultanear
cualquier otra beca o ayuda financiada con fondos piblicos, asi como
sueldos o salarios que impliquen vinculacién contractual, funcionarial o
estatutaria y, en general, con cualquier otro tipo de actividad remunerada.

INSTANCIA SOLICITANDO UNA BECA PARA LA FORMACION
DE ESPECIALISTAS EN EL AREA DE PATENTES

Ilmo. Sr.

APEIAOS .ot er s e s e
Nombre ... e

Domicilio ......oovviirereieieeeeeeeene

Idiomas ademais del inglés:
O Francés.
D Alemdn.

Documentos que deberdan acompafiarse a la instancia:

a) Copia del documento nacional de identidad.
b) Copia del titulo académico.
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¢) Certificacién académica con calificaciones en cada asignatura.
d) Curriculum vitae.
e) Otros méritos.

[Imo. Sr. Director de la Oficina Espaiiola de Patentes y Marcas.
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RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, de la Direceion
General de la Energia, por la' que se homologa, a efectos
de seguridad contra la emision de radiaciones ionizantes,
el equipo generador de rayos X, de la firma ~Hetmann
Systems GmbH and Co de Wiesbaden, modelo HIESCANN
PS 6640 A~

Recibida en esta Direccién General la documentacién presentada por
«Siemens, Sociedad Andnimar, con domicilio social en Madrid, calle de
Orense, nimero 2, por la que se solicita la homologacién del equipo gene-
rador de rayos X de la firma «Heimann Systems GmbH and Co de Wies-
baden, modelo HI-SCANN PS 6040 As;

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentacién
exigida por la legislacién vigente que afecta al producto cuya homologacién
solicita, ¥ que el laboratorio de verificacién del Centro de Investigaciones
Energéticas, Medioambientales y Tecnolégicas (CIEMAT) mediante dicta-
men técnico y el Consejo de Seguridad Nuclear por informe, han hecho
constar que ¢l modelo presentado cumple las especificaciones actualmente
establecidas por la Orden de 20 de marzo de 1975, sobre homologacién
de aparatos radiactivos;

Considerando que por el Comité Permanente de Reglamentacién y
Homologacién de este Ministerio, se ha informado favorablemente,

Vista la Orden de 20 de marze de 1975, por la que se aprueban las
normas de homologacion de aparatos radiactivos («<Boletin Oficial del Esta-
doe de 1 de abril de 1975).

De acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear,

Esta Direceién General, de conformidad con lo establecido en la referida
disposicién, ha resuelto homologar, a efectos de seguridad contra la emisién

de radiaciones ionizantes, el equipo generador de rayos X, con la contrasefia.

de homologacion NHM-X082 de Ja firma «Heimann Systems GrubH and
Co de Wiesbaden, modelo HI-SCANN PS 6040 A».

La homologacién que se otorga por la presente Resolucion queda supe-
ditada a las siguientes condiciones:

. Primera—~Fl equipo radiactivo que se homologa es el generador de
rayos X de la marca «Heimann Systems», modelo HI-SCANN 6040 A, de
140 kV y 1 mA de tensién e intensidad de corriente mdximas, respec-
tivamente,

Segunda.—El uso a que se destina el equipo radiactivo es la inspeccion
de bultos.

Tercera.—Cada equipo radiactivo debera llevar marcado de forma inde-
leble, al menos, el niimero de homologacién, la palabra «Radiactivor ¥
el namero de serie.

Ademas llevari una etiqueta en la que figure, al menos, el importador,
la fecha de fabricacion, el distintivo basico recogido en la norma une 73-302
¥ la palabra «Homologador.

La marca y etiqueta indicadas anteriormente se situardn en el exterior
del equipo o en zona de ficil acceso a efectos de inspeccién, salvo el
distintivo segin norma UNE 73-302, que se situard siempre en su exterior
y en lugar visible.

Cuarta—Cada equipo radiactivo suministrado debe ir acompainado de
la siguiente documentacion:

I) Un certificado en el que se haga constar:

a) Niimero de serie del equipo y fecha de fabricacion.

b) Declaracién de que el prototipo ha sido homologado por la Direc-
cién General de la Energia, con el nimero de homologacién, fecha de
la resolucién y de la del <Boletin Oficial del Estado» en que ha sido publi-
cada. .

c) Declaracién de que el equipo corresponde exactamente con el pro-
totipo homologado y que la intensidad de dosis de radiacién en todo punto

exterior a 0,1 m de la superficie del equipo suministrado no sobre-
pasa 1 uSv/h.

d) Uso para el que ha sido autorizado y periodo vélido de utilizacién.

e) Especificaciones recogidas en el certificado de homologacion del
equipo.

f} Especificaciones y obligaciones técnicas para el usuario que inclu-
yan las siguientes:

i) No se deberan retirar las indicaciones o sefalizaciones existentes
en el equipo.

it} El equipo debe ser utilizado sélo por personal que sea encargado
expresamente para su utilizacion, parale cual se le hard entrega del manual
de operacidn del equipo para su conocimiento y seguimiento.

iil) SeHevara a cabo la asistencia técnica y verificaciones periodicas
sobre los pardmetros y sistemas relacionados con la seguridad radioldgica
del equipo, que se recojan en su programa de mantenimiento y se dispondra
de un registro de los comprobantes, donde consten los resultados obte-
nidos.

II) Manual de operacién en espaiiol que recoja las caracteristicas téc-
nicas e instrucciones de manejo del equipo, informacion sobre los riesgos
de las radiaciones ionizantes y las recomendaciones bésicas de proteccion
radiolégica a tener en cuenta en la utilizacién del equipo y las actuaciones
a seguir en caso de averia de alguno de los sistemas de seguridad.

III) Programa de mantenimiento en espafol que recoja la asistencia
técnica y las verificaciones periédicas que el fabricante recomiende llevar
a cabo sobre los pardmetros o sistemas relacionados con la seguridad
radiologica del equipo, incluyendo, al menos una revision semestral y una
previa a la puesta en marcha del equipo tras su instalacién, tras un cambio
de ubicacién o tras una averia o incidente gue pudiera afectar a su segu-
ridad ¥ que comprenda:

Una verificacion de que la intensidad de dosis a 0,1 m de su superficie
no sobrepasa 1 uSv/h.

Una. verificacién del correcto funcionamiento de los sistemas de segu-
ridad y de las sefializaciones del equipo.

IV) Recomendaciones del importador relativas a medidas impuestas
por la autoridad competente del pais de origen.

Quinta.~El equipo Heimann Systems, modelo HI-SCANN 6040 A queda
sometido al régimen de comprobaciones que establece el capitulo IV de
la Orden de 20 de marzo de 1975 sobre normas de homologacidn de aparatos
radiactivos.

Sexta.—Las siglas y nimerc que corresponden a la presente homolo-
gacion son NHM-X082.

Séptima.—El importador, vendedor o instalador del equipo Heimann
Systems, modelo HI-SCANN 6040 A deberd tener disponible un registro
de los suministros que efectiie, en el que se recoja nombre y domicilio
del comprobadoer o usuario, lugar de instalacion, fecha de suministro y
niimero de serie de los equipos. Cuando las citadas entidades cesen en
sus actividades deberdn remitir un informe de los suministros efectuados
al Consejo de Seguridad Nuclear.

Madrid, 17 de diciembre de 1993.—La Directora general, Maria Luisa
Huidobro y Arreba,
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RESOLUCION de 25 de enero de 1994, de la Direccidn Gene-
ral de Electranica y Nuevas Tecnologias, por la que se publi-
can las subvenciones concedidas en el cuarto trimestre
de 1993 del Programa 542E, Imvestigacion y Desarrollo
Tecnoldgico. . :

En cumplimiento del articulo 81.7 del texto refundido de Ia Ley General
Presupuestaria, en la redaccién dada por el articulo 16.3 de la Ley 31,1990,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991,
se publican las subvenciones concedidas por esta Direccion General en
el cuarto trimestre de 1993, del Programa 542E, Investigacion y Desarrollo
Tecnoldgico, que se especifican en el anexo.

Lo que se hace piiblico para general conocimiento.
Madrid, 25 de enero de 1994.-El Director general, Jesis Rodriguez
Cortezo.



